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Ensayos de laboratorio para determinar resolucion

L ocalizacion: Ensayo de laboratorio.

Tipo: Ensayos de laboratorio dinamicos, para determinar resolucion horizontal en agua.
Profundidad de estudio: méxima: 25 cm, minima: 5 cm.

Equipo: SIR 10 de GSSI.

Antena: 3100 de GSSI (Monoestética con f.=1 GHz).

Esquema del ensayo y registro obtenido
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Registro inter pretado, comparado con el medio real
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El registro indica |a presenci de un Onico elementa (na

resuelve las dos bamas) que, spareniemenie, es de

mayor didmedro al de las baras ubilzadas en e ensayo

- —

Informacion previa: Frecuencia de la sefid reflejada en la base de |a cubeta: 530 MHz. Didmetro de las
barras. 17 mm. Material barras: acero. Separacion entre barras. 10 cm. Profundidad del agua: 15 cm.

Material grafico: Esquemas del proceso.

Estudios complementarios. Medidas de la conductividad del medio.

Parametros. Rango registro: 15 ns, Ty 13 ns, Ganancia (en dB): 0.0/31.0, Scan/seg: 20 trazas/s,
Muestreo: 512 puntos por traza.

Descripcion: Lareflexion que se produce debido a la presencia de las dos barras metdlicas (de acero) en
el agua, separadas 4 cm, indica que € equipo no resuelve estos dos objetos, ya que la anomalia que se
produce en el radargrama corresponde a la que se originaria debido a la presencia de un Unico objeto de
mayor tamafio que los dos anteriores, situado en e centro de la disposicion experimental de las dos
barras. Otras anomalias a remarcar son las producidas en la superficie del medio (superficie del agua) y
las que se ocasionan en la base de la cubeta, que dan lugar a reflexiones mdltiples.

Tratamiento: Vertica IR LP N=2 F=665; Vertica IR HP N=2 F=265; Horizontal |IR Stack TC=4.

Referencias. Capitulo 17 (Pérez Gracia, 2001, presente trabajo). Mallol, 2000.

Fecha del ensayo: 21 de marzo de 2000




